Transparentni magnetické materidly, mimo jiné i polovodi¢ové, se v posledni dobé dostdvaji do centra
zédjmu zakladniho i aplikovaného vyzkumu z duvodu jejich Sirokého potencidlu nejenom pro uplatnéni
v optickych aplikacich, ale i jako velmi vhodné systémy pro vyzkum zakladnich fyzikalnich jevi s vyuzitim
optické spektroskopie. Teoreticky se vSak ukazuje, ze by mohly vykazovat i nékteré jevy nepozorovatelné
v jinych systémech, napiiklad asymetrii v odrazivosti pii opacnych dhlech dopadu. V této bakalaiské
praci je na zakladé feseni Maxwellovych rovnic s uvazenim efektivni permitivity odvozena pfenosova
matice. Nasledné je ukézédno z podoby reflexniho koeficientu pro jedno rozhrani, Ze pro transverzalné-
magnetickou polarizaci a pfitnou magnetizaci se asymetrickd odrazivost vyskytuje: reflektance se lisi pro
kladny a zaporny uhel dopadu. Odvozené vztahy jsou nakonec pouzity k vypoctu rozdilnosti reflektanci
pod opaénymi thly v zdvislosti na dulezitych parametrech pro Gaj;_,Mn,As s riznymi koncentracemi
manganu.



